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stupnice.
1.2 Elektronické. terachmmetry
1.3 Elektronické mistky
Stejnosmérné mistky. St¥fdavé mistky. Samo¥innd vyvaZované
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1.4 MEFen{ odporu na vyS3i{ch kmitoZtech
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2.1 Jednoduché m&FiZe kapacit s pfimym ddajem
ME&Fi& kapacit na principu d&lile napdtf. M&Fi& kapacit na
principu usmirfiovafe.
2.2 Rezonané&éni metoda
Rezonanénf m&Fife kepacit. Mifenf vlestni kapacity civek.
2.3 Msfeni sm&nou frekvence oscilétoru
244 Mostovd m&fent
3. MERENT VIASTNI INDUKENOSTI
3.1 Jednoduché pFfimo ukszujfcf m¥Ffile induk&nosti
3.2 RezonenZni metoda
Rezonan¥n{ m&fi¥e induk¥nost{. MdFeni vlastn{ induk¥nosti
kondenzétord. :
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4. MEFENT VZATEMNE INDUKZNOSTI A CINITEIE VAZBY
4.1 Elektronickd m&fFen{ A
5. MENENY REZONANSNI FREKVENCE KMITAVEHO OKRUHU
Sel Mifen{ ne zéklad® frekveninich vlastnosti
5.2 M&Fi¥e rezonance
6. MENENI CINITELE JAKOSTI
6.1 MEFiZe Zinitele jakosti
Q-metry b&Zné koncepce. PouZit{ Q-metrd. Zékmitovy m&ii¥
&initele jakosti s p¥{mym iidejem.
6.2 Jiné metody m&Pen{ &initele jakosti
Rozladovac! metody. Mfen{ ¥initele jekosti dutinovjch
rezondtord .
7. MERENT CINITELE ZTRAT
7.1 MEFi& Zinitele ztrdt s pfimym ddajem
T2 Jiné metody urdeni &initele ztrét
8. MEFENT IMPEDANCT A ADMITANCE
8.1 Stanoven{ impedance m&¥enim nap&t{
8.2 Rezonanini{ metoda
MEFite admitance
8.3 Mostovd méfeni
Klasické stffdavé mistky. Gritzmacherdv mistek. ilstky s d&li-~
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